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Inscrivez-vous aux

TECHDAYS METROLOGIE DU FUTUR

La Métrologie au service de I'industrie 4.0

Le jeudi 5 octobre 2017 a Pau

08h00 - 08h30 - Accuell
08h30 - 09h00 - Infroduction et présentation CMA et ZEISS

09h00 - 09h45 - Les solutions ZFISS

// Intégration du controle au coeur de l'atelier 4.0
// Les défis du controle qualité dans lindustrie 4.0

09h45 - 12h15 - Ateliers en petits groupes

- inspection fomographie au coeur de latelier 40

/7 Nouveaux procédeés de fabrication, la tomogrophie en
bord de ligne de production (cas d'application)

- Les solutions ZEISS - Scanner 3D

// Découverte de la gamme Automated Inspection (cas
d'application)

- La flexibilite de la technologie Mass sur Accura avec
plateau mesurant

// PRODUCTIVITY : Mesure d'une aube de turbine par
contact VS lumiére blanche (DotScan)

- Les solutions ZEISS
// Mesure de contour et détat de surface dans une industrie 4.0

12h15 - 13h30 - Dejeuner

Christian Le Gall (CMA)
Cyril Aujard (ZEISS)

Cyril Avjard (ZEISS)

Charles Cayron (LNE)
Frank Thibault (ZEISS)

Mathieu Le Saux (ZEISS)

Nicolas Manon (ZEISS)

Michel Millet (MAHR)
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13h30 - 14h15 - La trés houte exactitude en métrologie 3D
// ACCURACY : ZEISS Xenos

14h15 - 16H15 - Ateliers en petits groupes

- Les solutions optiques ZEISS

// La solution multi-capteur adaoptée & chaque besoin
//'La mesure en un clic |

- Les solutions de Téléservice

// La Téléprésence
// Les maintenances preédictives

- Les solutions logicielles ZEISS

// Comment gérer le volume des données dans lindustrie 4.0 ?
(ZEISS Pi-web et Calypso PMI)

16h15 - 17h00 - Open discussion

‘ Thierry Coorevits (ENSAM)

Pierre-Noel Campiglia
(ZEISS)

Emmanuel Gouet (ZEISS)

Stephane Roussel (ZEISS)

Cyril Avjard (ZEISS)

https://goo.gl/q3ePGn
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